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SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Modellnummer:
BWA-CAM-325-425-R6-112-EO

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Grofle (mm):
123.2x91.1x78.0
Optische Eigenschaften
Spektralbereich:
325-425
Maximum Focused Beam Size (um):
70
Minimum Focused Spot Size (um):
28
Sensor
PixelgroBe, h x v (um):
2.74x2.74
Pixel (h x v):
4,128 x3,008
Sensorflache, h x v(mm):
11.31x8.24
Sensorformat:
17ma"
Bildrate:
10
Verschlusstyp:
Global

Elektronische Spezifikationen

Externer Trigger:
Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-
7TR-8PA(73)) - #86-758

Leistungsaufnahme (V):
19-40

Anschlussméglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Gigk POE

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector -
#68-469 AND 2Xof any of the following - #63-863,
#63-864, #59-231, #59-232, #59-233, #59-234

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+0to +55

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

PRODUKTDETAILS

Echtzeit-Analyse von Strahlprofil, M, Schwerpunkt, Elliptizitat und Astigmatismus
Kompatibel mit CW- und Pulslasermn mit Einzelpuls-Fahigkeit

Ideal fir Laserentwicklung, Qualitatssicherung und die Uberwachung optischer Systeme
Entspricht den Normen ISO 11146 und ISO 13694

Die BWA-CAM NP Analysekameras von Haas Laser Technologies bieten Echtzeit-MP-Messungen fur Dauerstrichlaser und Pulslaser in UV-, VIS- oder IR-Wellenlangenkonfigurationen. Mt einer einfachen ,Ein-Knopf“-Kalibrierung
ist dieses System in der Lage, M-Messungen mit einem einzigen Puls zu liefern, was es ideal fir dynamische oder Einzelpuls-Lasersysteme macht. Die BWA-CAMwurde in Ubereinstimmung mit den Normen 1SO 11146 und
1SO 13694 entwickelt und bietet eine prazise Bewertung der kritischen rdumlichen Strahlparameter, einschlief3lich VP, Strahlprofil, Schwerpunkt, Elliptizitdt und Astigmatismus. Mit der BWA-CAM M Analysekamera von Haas
Laser Technologies kann der Anwender eine Verschlechterung des optischen Systems friihzeitig erkennen und die Abbildungsleistung des Lasers fiir maximale Qualitdt und Prozessstabilitt optimieren. Das modulare Design
der BWA-CAMunterstlitz eine breite Palette von Laserwellenlangen und Anwendungsumgebungen. Die hohe Messgenauigkeit und die Datenerfassung in Echtzeit machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug fiir F&E,
Fertigung und die Diagnose von Lasersystemen.
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